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CENTRALE TOETSEN EN EXAMENS
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MEERWAARDE DIGITAAL VERSUS PAPIER

Meer inspanning voor scholen
Zorgen over falende techniek en
beveiliging

Organisatie is complexer

Onmogelijk aan te sluiten bij alle
mogelijke apparatuur

Meer verantwoordelijkheid bij CvTE
Vooralsnog duurder
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A Adaptief toetsen

To Do o

To Do o

Aangepast aan kandidaat
Minder item-exposure
Minder corrigeertijd
Eenvoudigere dataverwerking
Vragen hergebruiken
- Toewerken naar een itembank
- Examens vergelijken
- Flexibel rooster
Inhoud verrijken
Eén vraag tegelijkertijd tonen
Leesbare antwoorden



VERWACHT AANTAL AFNAMES IN 2014
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AANTAL AFNAMES IN 2014 -2015
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VERWACHT AANTAL AFNAMES IN 2020
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Eerste
programma
van eisen

DUO en
Cito
betrokken

ontwikke -
ling

Facet 1.0
op 15
locaties
voor echte
examens

Gebruik
Facet 3.0
op 600
locaties
Eerste
innovatie -
ve items.

Gebruik
Facet 5.0
op 3000+
locaties.
Mogelijk
met
autoscore

essays en
spraak.

Testen Gebruik

Facet 1.0
op een
paar
locaties

Facet 2.0
op 190
locaties

Gebruik
Facet 4.0 op
600 locaties.
Adaptief
testen en
autoscore
formules

?7?7?
Tablets ?
Telefoons?




EEN NIEUW SYSTEEM VOOR DIGITALE EXAMENS: FACET

Oorspronkelijke kaders:
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Stabiel en solide T minimale uitval

Goed beveiligd en afgeschermd

Multi - platform

Toont examens zoals ze bedoeld zijn

Minimale beheerlast

Zowel online als offline

Passend binnen de architectuur van de overheid
Geen kostenoverschrijding!



Examenlocatie

- I3

Centrale server DUO
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Examenlocatie

Aanleveren examens
volgens QTI/DEP -
standaard

Centrale server DUO
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Invoeren
afnamegroepen

A Kan via import in
XML-formaat

A Wordt gewerkt aan
webservice

Centrale server DUO
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Afname offline

A Installatie lokale server
nodig

A Geen internet nodig
tijdens de afname

Examenlocatie

Centrale server DUO

]




College voor Toetsen en Examens

Afname online

A Minder beheerlast:
geen installatie lokale
server

A Internet nodig tijdens
de afname: Stabiele
brede internet -
verbinding is cruciaal

Centrale server DUO
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ZOWEL ONLINE ALS OFFLINE

amame OFfline amame ONline
+ Installatie lokale server nodig + Minder beheerlast: geen installatie lokale server
+ Geen internet nodig tijdens de afname + Internet nodig tijdens de afname
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Verwerken
resultaten

A Bepalen van de
norm

A Scores en cijfers
terug naar scholen
en instellingen
(handmatig of via
export in XML)

A Beleidsrapportages
OCW via Cito

Centrale server DUO
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